EMV

Elektromagnetisches Scanning-
System EM-ISight

Bild 1: EM-1Sight ist ein kompaktes, vollautomatisches EM-

Mess-System

Bild 2a: 3D-Plot mit hoher
Auflosung
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Bild 2b: Flichen-Scan-Plot
mit grober Auflosung

APREL Laboratories ist ein Pi-
onier im Bereich automatisierter
Systemlosungen. Mit EM-ISight
(Produktbezeichnung ALSAS-
E117) stellte APREL jetzt ein
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vollstdndig automatisiertes, trag-
bares Testpaket vor, das die re-
sultierenden Daten aus vier Di-
mensionen anzeigt, die von einer
beweglichen Testsonde geliefert
werden. Das Messsystem kann
bei der Untersuchung von PCBs
eingesetzt werden und ist ideal
als primares EM-Testinstrument
fiir Konformitétstests, Forschung
und Entwicklung aber auch als
Revisionssystem fiir die Produk-
tion geeignet. EM-ISight wurde
als komplettes, flexibles Mess-
system flir Support-Mallnahmen
bei Leiterplatten, Integrierten
Schaltungen, RFID-Schaltungen,
Antennen und kompletten Geré-
ten konzipiert. Das System ist
preisgiinstig und leicht zu be-
dienen. Da es sich problemlos
erweitern ldsst, ist es fiir kleine,
mittlere und grofe Unternehmen
geeignet (siche Kasten).

EM-ISight ermdglicht stan-
dardkonforme Tests nach IEC
61967 (Messung der elektro-
magnetischen Abstrahlung von
aktiven, elektronischen Bautei-
len) und JIS T060-1-1-2 bzw.
IEC 60601-1-1-2 (fiir Geréte der
Medizintechnik.

Magnetfeld-Scan
von integrierten
Schaltungen oder
PCBs

Magnetfeldscans an einer ak-
tiven Leiterplatte mit einem
LC-Display sind mit dem EM-
ISight leicht durchzufiihren.
Dazu werden Parameter fiir
den Scanbereich in X-, Y- und
Z-Richtung festgelegt. Gradi-
entenfelder werden mit einem
externen Spektrum-Analysator
erfasst, und die Frequenz und
Amplitude der jeweiligen Quelle
werden angezeigt. Daten kon-
nen in ein Word-Dokument ex-
portiert werden, zusammen mit
den Koordinaten und der Lage
des Gradientenfeldes.

Digitale Plots machen es fiir den
Benutzer leicht, den Bereich
starker Magnetfelder ausfindig
zu machen und zu identifizieren.
Ein perfekter ISO-Plan des ge-
testeten Gerétes wird mit Hilfe
der EM-ISight-Kamera impor-
tiert, die sich in der Nahe der
Tastkopf-Interfaceelektronik
befindet. Batchdateiprozesse er-
moglichen die Kombination der
E- und H-Feldanalyse gemein-
sam in einem Plot.

Was bietet der
3D-Messplot?

* hochauflésender Scan des
Problembereichs moglich (>
0,1 mm.)

* Grob-Scanfunktion mit gro-
Beren Stufen (>10 mm) zur
Beschleunigung der Messung

e 4-D-Messungen einer PCB
mit Hilfe von X-, Y-, Z- und
Phi-Bewegungen

* die komplette Verteilung der
Felder wird in einem 3D-Plot
dargestellt

« starke Gradientenfelder sind
in Rot gekennzeichnet

» Werte konnen im Frequenzbe-
reich dargestellt werden

* Messbereich 100 Hz - 6 GHz

* Wellenform-Analyse

EM-ISight
Standard-
Funktionen

» H-Feld-Messungen

* 2-D-Messungen in fester
Hohe

* 3-D-Messungen

* Kollisions-Erkennung in
X-, Y- und Z-Richtung

* Rotation um die Achse
des zentralen Tastkopfes

» JPG-Graphik-Plots

 2D- und 3D-Plots

Die Standard-Funktionen
erfordern einen Spektrum-
Analyzer

EM-ISight
Upgrade-Funktionen

» E-Feld-Messungen

* 2-D-Messungen in fester
Hohe

e 3-D-Messungen unter
Verwendung eines Z-
Achsen-Beriihrkontaktes

* Kollisions-Erkennung in
X-, Y- und Z-Richtung

* Rotation um die Achse
des zentralen Tastkopfes

* Wellenform-Analyse

* 2-stufiger Verstérker, 100
Hz -6 GHz, 20 dBm Ver-
starkung

Die Upgrade-Funktionen
erfordern einen Signalge-
nerator und einen Verstérker

Standardsystem-
konfiguration

Das Standardsystem umfasst u.a.
folgende Soft- und Hardware-
komponenten:

* Software-Plattform (ALSAS
-EMV1.0.0.)

 automatisierte Prézisions-Be-
wegung der Messsonde in X-,
Y-, Z- und PHI-Richtung

» komplettes graphisches Paket
fiir die Visualisierung und Ma-
nipulation der gemessenen
Felder

* Oberflichenortungssystem in
Z-Richtung

* Kollisionserkennungssystem

» Laborroboter Catalyst-5 mit
fiinf Bewegungsgraden

* Catalyst-C500C-Controller
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